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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle ustanoveni § 85 zdkona & 137/2006 Sh., o verginyeh zakdskdcl (date jen ,,ZV'Z )

I Identifika¢ni adaje o zadavateli a vefejné zakazce:
Nazev zadavatele Zapadoceska univerzita v Plzni
Sidlo zadavatele Plzeii, Univerzitni 8, PSC 306 14
Identifikacni éislo 497 77 513
Jmeéno a pfijmeni osoby
opravnéné jednat jménem doc. PaedDr. Tlona Mauritzova, Ph.D., rektorka
zadavatele

Zaftizeni pro pfipravu f6lii pro TEM a vzorka pro SEM
a EBSD s vyuZitim iontového bombardu

Nazev vefejné zakizky ¢ast 1: Komplex pfistrojii pro piipravu folii pro TEM a
vzorkia pro SEM a EBSD s vyuZitim iontového
bombardu

Druh fizeni oteviené nadlimitni fizeni

Evidencni ¢islo zakazky 374562

I1. Pifedmét vefejné zakizky, zvoleny druh zadavaciho fizeni:

Zadavatel odeslal dne 14. 4. 2014 k uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakizek oznimeni o vefejné
zakazce s nizvem ,,Zafizeni pro pfipravu folii pro TEM a vzorkd pro SEM a EBSD s vyuZitim
iontového bombardu®, pfiemZ tato vefejni zakizka byla ve Véstniku vefejnych zakizek
uvefejnéna dne 18. 4. 2014 pod evidenénim Cislem zakazky 374562. Jedna se o nadlimitni
vefejnou zakazku na dodavky podle ustanoveni § 8 ZVZ, jejimZ pfedmétem je dodivka zafizeni
pro piipravu folii pro TEM a vzork pro SEM a EBSD s vyuzitim iontového bombardu.

Vefejna zakizka byla v souladu s ustanovenim § 98 ZVZ, rozdélena na dvé é&ast, pficemz
uchazedi byli opravnéni podat nabidku do obou ¢ist vefejné zakizky nebo pouze do jedné z
nich. Vefejna zakazka byla rozdélena na ¢ast takto:

Cast Nizev ¢ésti
1 Komplex pfistrojii pro pfipravu f6lii pro TEM a vzorka pro SEM a EBSD
" | s vyuZitim iontového bombardu
2 Komplex pfistrojii pro provadéni rutinnich metalografickych pozorovani a

analyz a pouZiti vysokoteplotniho deformaéniho zafizeni




o :
: o
: - EVROPSKA UNIE : . 200712

MINISTERETVO &KOLSTVI, EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ OP Vjzkum a vivo]
MUADEZE A TELOVYCHOVY INVESTICE DD VAS[ BUDOUCNOSTI : pro Inovace

Tato pisemna zprava zadavatele se vztahuje pouze k ¢asti prvni shora uvedené veiejné
zakdzky s niazvem ,Komplex pfistroju pro pfipravu f6lii pro TEM a vzorkia pro SEM
a EBSD s vyuZitim iontového bombardu®.

Piedmétem ¢asti prvni shora uvedené vefejné zakazky s nazvem ,,J omplex piistroji pro piipravu
folii pro TEM a vzorkd pro SEM a EBSD s vyuZitim iontového bombardu® byla dodavka
komplexu pistroja pro piipravu f6lii pro TEM a vzorkd pro SEM a EBSD s vyuzitim iontového
bombardu, jehoz soucasti je dual beam SEM-FIB mikroskop s BSE, SE, EDS, EBSD, STEM,
piisludenstvi zahrnujici nanomanipulitor, mono-GIS a zafizeni pro tahové a tlakové zkousky
velmi malych vzorkl. Soucdast systému je dale i software pro snimani a analyzu naméfenych dat a
ovladani iontového svazku.

III. Identifika¢ni idaje vybraného uchazece, cena sjednana ve smlouvé:

Zadavatel uzaviel dne 9. 12. 2014 kupni smlouvu na dodavku shora uvedeného komplexu
piistrojl s nasledujicim uchazecem:

Catl Zeiss spol. s r.0.

spole¢nost s ru¢enim omezenym
1CO: 493 56 691
se sidlem Praha 5, Radlicka 14/3201, PSC 15000
zapsani v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 19868

Cena za dodivku vyse uvedeného zafizeni tvofictho pfedmét shora uvedené vefejné zakazky cini
dle kupni smlouvy uzaviené mezi zadavatelem a vybranym uchazecem celkem 21.890.000,- K&
bez DPH.

IV.  Identifikacni idaje vSech uchazec a jejich nabidkové ceny:

Ve lhiité pro podani nabidek byly do €isti prvni vefejné zakazky podany celkem tii nabidky, a to
ze strany nize uvedenych uchazect:

Poiadové Nabidkova
¢islo Identifikace uchazece cena
nabidky bez DPH

Carl Zeiss spol. s . o.

spole¢nost s rucenim omezenym

1 ICO: 493 56 691 ,

se sidlem Praha 5, Radlicka 14/3201, PSC 150 00

zapsand v obchodnim rejstifku Méstského soudu v Praze, oddil
C, vlozka 19868

21.890.000,- K¢

TESCAN Brno, s. t. 0.

spole¢nost s rucenim omezenym

9 1CO: 017 33 214 ]

se sidlem Brno — Kohoutovice, Libu$ina ti¥ida 816/1, PSC 623 00
zapsana v obchodnim rejstitku Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 78909

19.890.000,- K&
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LAO - pramyslové systémy, §.I.0.

spolecnost s rucenim omezenym

3. ICO: 257 05 512 )

se sidlem Praha 4 - Modfany, Na Flofe 1328, PSC 143 00

zapsana v obchodnim rejstitku Méstského soudu v Praze, oddil
C, vlozka 62830

21.950.000,- K¢

V. Identifikaéni udaje uchazeél, jez byli vyloudeni z i¢asti v zadivacim fizeni
s odiuvodnénim jejich vylouceni:

U vsech shora uvedenyjch uchazedi bylo hodnotici komisi posouzeno prokizani splnéni

kvalifikace z hlediska pozadavki ustanoveni § 59 odst. 1 ZVZ a ziroved byly v souladu

s ustanovenim § 76 a § 77 ZVZ posouzeny nabidky téchto uchazect. V této souvislosti doslo ze

strany hodnotici komise k vyfazeni nabidky niZe uvedeného uchazede, kterj byl nasledné

zadavatelem vylouden z Gcasti v zadivacim fizeni na zadani shora uvedené vefejné zakazky.

a) Vylouceni uchazece, ktery podal nabidku s pofadovym &islem 2

TESCAN Bmo, s. t. 0.

spole¢nost s ruenim omezenym

ICO: 017 33 214

se sidlem Brno — Kohoutovice, Libusina tiida 816/1, PSC 623 00

zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Bmé, oddil C, vlozka 78909

Zadavatel stanovil v ¢lanku 3.1. zaddvaci dokumentace minimdlni technické podminky pfedmétu
plnéni vefejné zakizky jakoZto obligatorni poZadavky zadavatele na pfedmét plnéni vefejné
zakizky, s tim, Ze nebude-li zafizeni, které uchaze¢ v rimci své nabidky zadavateli nabidne,
odpovidat vSem technickfm parametrim zde uvedenym nebo nebude-li obsahovat viechny
stanovené souddsti, bude takovy uchaze¢ ze zadavaciho fizeni vyloucen na zikladé nesplnéni
zadavacich podminek stanovenych zadavatelem v zadavacim fizeni.

V ¢l 4.5. zadavaci dokumentace zadavatel dile stanovil, Ze technické kvalifikaéni ptredpoklady
spliluje uchaze¢, ktery piedloZi popis a zobrazeni zafizeni uréeného k dodini, pticems
z detailniho technického popisu musi vypljvat splnéni vSech technickych podminek uvedenych
v bodé 3. zadivaci dokumentace.

Pokud se jedna o konkrétni pozadavky zadavatele na poptivané zafizeni, vymezil zadavatel v ¢l
3.1. zadivaci dokumentace, oddile 1.1. nazvaném SEM-FIB mikroskop, minimilni parametry
elektronove soustavy, pficemz pozadoval, aby tato disponovala niZe uvedenym rozlisenim:

- rozlieni < 1 nm @ 30 kV (AV pfi nulovém potenciilu na stolku, neutralni vzorek),
- rozlifeni = 1,1 nm @ 15 kV (AV pfi nulovém potenciilu na stolku, neutrilni vzorek) a
- rozliSeni = 2 nm @ 1 kV (AV pii nulovém potenciilu na stolku, neutrilni vzorek).

V ramci dodate¢nych informaci ¢. 2 k zadévacim podminkam ze dne 5. 6. 2014 (konkrétné v
rimci odpovédi na dotaz dodavatele ¢. 1, ktery se tykal rozliSeni elektronové soustavy a ve kterém
se dodavatel dotazoval, zda zadavatel akceptuje dosazeni pozadovaného rozlideni za pouziti
imerzniho objektivu, piipadné potenciilu na vzorku) zadavatel svij vyse uvedeny poZadavek na
minimalni parametry elektronové soustavy zcela jednoznaénym zptisobem potvrdil, kdyz uved],
ze viechny pozadavky uvedené v zadivaci dokumentaci jsou pro zadavatele kli¢ové. V dané

A
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souvislosti zadavatel doplnil, Ze uchaze¢i mohou nabidnout i zafizeni s technickymi parametry,
které jde nad rimec minimalnich technickych parametri stanovenych zadavatelem v zadavaci
dokumentaci.

V rimci podrobné technické specifikace zbozi tvofici piflohu ¢. 1 navrhu kupni smlouvy, kterou
byli uchazedi v souladu s €l. 5.1. zadavaci dokumentace povinni v rimei svych nabidek pfedlozit,
spole¢nost TESCAN Brno, s. r. o. (dile také jen ,juchaze¢ ¢. 2%) mimo jiné uvedla, Ze jim
nabizena elektronova soustava disponuje nize uvedenym rozliSenim:

- rozlifeni < 1 nm @ 30 kV (AV pii nulovém potencialu na stolku, neutralni vzorek),
- rozlifeni £ 1,1 nm @ 15 kV (AV pii nulovém potenciilu na stolku, neutralni vzorek) a
- rozliSeni €2 nm @ 1 kV (AV pii nulovém potencialu na stolku, neutralni vzorek).

V rimei podrobného popisu systému oznaceného jako ,Specification of the Combined High
Resolution FE-SEM/FIB®, ktery uchazec ¢. 2 pfedlozil ve své nabidce, viak uchaze¢ ¢. 2 uved!
(konkrétné na str. 20 nabidky), Ze pozadovaného rozliSeni lze dosahnout pouze s vyuzitim BD
modu. Na str. 23 téhoz dokumentu pak uchazeé uvedl, Ze BD je spojeno se zapornym napétim
na stolku/vzorku.

Vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem zadavatel vyzvou ze dne 11. 7. 2014 vyzval uchazece
¢. 2 (i) k objasnéni rozporu podrobného popisu systému oznaceného jako ,,Specification of the
Combined High Resolution FE-SEM/FIB“ s vy$e uvedenymi pozadavky zadavatele uvedenymi
v zaddvacich podminkach a dale k (ii) pfedloZeni popisu piislusné ¢asti nabizeného zafizeni, ze
kterého bude vyplyvat, jak vysokého rozliSeni systému bude dosazeno pii splnéni technickych
pozadavka stanovenych zadavatelem.

K vyzvé zadavatele uchazeé & 2 dne 24. 7. 2014 s odkazem na dodate¢né informace ¢. 2 ze dne 5.
6. 2014 uvedl, ze pouzidi BD moddu (napét na stolku) nijak neomezuje pouziti vzorkd
s libovolnymi magnetickymi vlastnostmi. Souc¢asné uchazec ¢. 2 poukazal na to, ze v odpovédi na
piimy dotaz uchazece ¢. 2 v zidosti o dodate¢né informace zadavatel vyuZiti zaporného napéti na
stolku nevylou¢il. Sou¢asné zdtraznil, Zze pouzid Beam Deceleration Technology (BDT)/BD
moédu/napéti na stolku nijak neomezuje prici s kovovymi i nekovovymi vzorky s rliznymi
magnetickymi vlastnostmi vcetné vzorkd svelmi malymi oblastmi s riznymi magnetickymi
vlastnostmi a neni v rozporu ani s Zidnym jinymi pozadavky zadavatele uvedenymi v zadavaci
dokumentaci ani v odiivodnéni vymezeni technickych podminek. V rozporu s pozadavkem
zadavatele obsaZenym ve vyzvé ze dne 11. 7. 2014 pak uchazec¢ ¢. 2 Zadny popis pfislusné casti
nabizeného zafizeni, ze kterého by vyplyvalo, jak vysokého rozli§eni systému bude dosazeno pii
splnéni technickych pozadavka stanovenych zadavatelem, nepfedlozil.

Vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem zadavatel proto vyzvou ze dne 11. 8. 2014 vyzval
uchazede & 2 v souladu s ustanovenim § 76 odst. 3 ZVZ k pisemnému vysvétleni nabidky, a to
konkrétné k jednoznacné odpovédi na to, zda spliuje uchazecem ¢. 2 nabizené zafizeni vedkeré
pozadavky zadavatele na pfedmeét shora specifikované vefejné zakizky, a to zejména poZadavek
na:

- rozlifeni < 1 nm @ 30 kV (AV pii nulovém potenciilu na stolku, neutralni vzorek),
- rozlifeni < 1,1 nm @ 15 kV (AV pfi nulovém potencialu na stolku, neutralni vzorek) a
- rozliSeni < 2 nm @ 1 kV (AV pii nulovém potencialu na stolku, neutralni vzorek).
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K vyzvé zadavatele k pisemnému vysvétleni nabidky uchaze¢ ¢. 2 sdélenim ze dne 18. 8. 2014
uved], Ze:

- pokud jde o rozlifeni < 1 nm @ 30 kV (AV pii nulovém potencidlu na stolku, neutrilni
vzorek) nabizené zafizeni dosahuje rozliseni 0,9 nm pfi 30 kV pii zobrazeni proslych
elektrond (R-STEM detektor),

- pokud jde o rozlifeni < 1,1 nm @ 15 kV (AV pii nulovém potenciilu na stolku, neutralni
vzorek) nabizené zaifizeni dosahuje rozliSeni 1,1 nm pii 15 kV pii zobrazeni proslych
elektroni (R-STEM detektor) a

- pokud jde o rozlifeni < 2 nm @ 1 kV (AV pfi nulovém potenciilu na stolku, neutralni
vzorek) nabizené zafizeni dosahuje rozliSeni 2,0 nm pfi 1 kV pii zobrazeni sekundarich
elektronii za pouziti potencialu na vzorku (Beam Deceleration Technology).

Soucdasné uchaze¢ ¢&. 2 uvedl, Ze jeho nabidka spliuje pozadavky zadavacich podminek, byt’
pozadavek na rozliSeni = 2 nm pii urychlovacim napéti spliiuje pouze za pouziti potenciilu na
vzorku.

Vzhledem popsanému nedostatku nabidky uchazece ¢. 2, ktery vyplyva z jejtho vysvétleni ze dne
18. 8. 2014 pfedlozeného uchazedem ¢. 2 hodnotici komise dospéla k zivéru, ze uchazec ¢. 2
neprokazal splnéni technického kvalifikacniho pfedpokladu uvedeného v ¢l 4.5. zadavaci
dokumentace, kdy zadavatel stanovil, Ze technické kvalifikac¢ni pfedpoklady spliuje uchazed, ktery
predloZi popis a zobrazeni zafizeni uréeného k dodani, pficemz z detailniho technického popisu
musi vyplyvat splnéni vSech technickych podminek uvedenych v bodé 3. zadavaci dokumentace.
Jak shora uvedeno, zadavatel pozadoval, aby elektronovd soustava disponovala mimo jiné
rozliSenim < 2 nm @ 1 kV (AV pfi nulovém potencialu na stolku, neutralni vzorek), kdyz na
tomto svém pozadavku zadavatel jednoznacné setrval i v ramci odpovédi na dotaz dodavatele
poskytnuté v raimci dodateénych informaci ¢. 2. Uchaze¢ ¢. 2 vSak vrozporu suvedenym
pozadavkem zadavatele v ramci své nabidky nabidl dodat zafizeni, kteté pozadavek na rozlifeni <
2 nm pfi urychlovacim napéd spliluje pouze za pouziti potenciilu na vzorku. Z uvedeného
divodu pak hodnotici komise dospéla rovnéz k zavéru, Ze nabidka uchazece ¢. 2 nesplnila
pozadavky zadavatele uvedené v zadavacich podminkach.

Hodnotici komise tak na zikladé vySe uvedenych skutecnosti rozhodla o vyfazeni nabidky
uchaze¢ ¢&. 2, spoleé¢nosti TESCAN Brmo, s. 1. 0., ze zadavaciho fizeni na zadani vefejné zakazky
s nazvem Zafizeni pro piipravu folii pro TEM a vzorka pro SEM a EBSD s vyuzitim iontového
bombardu, ¢ast 1: Komplex piistrojG pro piipravu folii pro TEM a vzorkd pro SEM a EBSD
s vyuzitim iontového bombardu, a to z divodu neprokazani splnéni technickych kvalifika¢nich
ptedpokladt a dale zdivodu nesplnéni pozadavka zadavatele uvedenych v zadavacich
podminkach.

Zadavatel se se zavérem hodnotici komise ztotoznil a nisledné dne 12. 9. 2014 v souladu
s ustanovenim § 60 odst. 1 ZVZ a v souladu s ustanovenim § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o
vylouceni uchazecée ¢. 2 ze zadavaciho fizeni na zadani vefejné zakazky s nazvem Zafizeni pro
piipravu folii pro TEM a vzorkd pro SEM a EBSD s vyuzitim iontového bombardu, &st 1:
Komplex piistroji pro piipravu félii pro TEM a vzorkd pro SEM a EBSD s vyuzZitim iontového
bombardu.

VI. Odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:
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Zadavatel posoudil v souladu s ustanovenim § 76 a § 77 ZVZ nabidky, které nebyly vyfazeny, a
shledal, Ze nabidky téchto niZze uvedenych uchazeét splnily (i) zakonné pozadavky a pozadavky
zadavatele ve smyslu ustanoveni § 76 odst. 1 ZVZ, (ii) u zadné z téchto nabidek se nejednalo o
nepiijatelnou nabidku dle ustanoveni § 22 odst. 1 pism. d) ZVZ a (iii) u zidné z téchto nabidek se
nejednalo o nabidku s mimofadné nizkou nabidkovou cenou ve smyslu ustanoveni § 77 ZVZ.
Hodnoceny byly nabidky nize uvedenych uchazect:

Poiadové Cislo
nabidky

Identifikace uchazece

Carl Zeiss spol. s r. 0.

spole¢nost s rucenim omezenym

ICO: 493 56 691

se sidlem Praha 5, Radlicka 14/3201, PSC 150 00

zapsanid v obchodnim tejstifku Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
19868

LAO — primyslové systémy, s.1.0.

spole¢nost s ru¢enim omezenym

ICO: 257 05 512

se sidlem Praha 4 - Modfany, Na Flofe 1328, PSC 143 00

zapsana v obchodnim rejstitku Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
62830

Zadavatel hodnotil nabidky dle zakladniho hodnoticiho kritéria nabidky s nejnizsi nabidkovou
cenou ve smyslu ustanoveni § 81 odst. 1 pism. b) ZVZ. Vysledné pofadi uchazeci bylo
stanoveno takto:

. . . ] Nabidkova
Vys{ec(l;’le Pof ?(:OVC Uchazet cena v K¢
pofadi cislo bez DPH

Carl Zeiss spol. s 1. o.

spoleénost s ru¢enim omezenym

ICO: 493 56 691

se sidlem Praha 5, Radlicka 14/3201, PSC 150 00
zapsana v obchodnim rejstitku Méstského soudu
v Praze, oddil C, vlozka 19868

1. misto 1. 21.890.000,- K¢

LAOQO - primyslové systémy, s.r.0.
spoleénost s ruenim omezenym
ICO: 257 05 512

2. misto 3. se sidlem Praha 4 - Modfany, Na Flofe 1328, PSC | 21.950.000,- K¢&
143 00

zapsana v obchodnim rejstitku Méstského soudu
v Praze, oddil C, vlozka 62830
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VII. Uvedeni, jaka ¢ist vefejné zakazky ma byt plnéna prostfednictvim subdodavatele:

Uchaze¢, jehoz nabidka byla zadavatelem vybrina jako nejvhodnéjsi, ve své nabidce dle
pozadavku zadavatele uvedeného v ¢l. 5.5 zadavaci dokumentace neuvedl, Ze by méla byt néktera
¢ast vefejné zakazky plnéna prostfednictvim subdodavatele.

V Plzni dne 19 -12- 2014

doc. PaedD)#: llona Mauritzova, Ph.D.
rektorka
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